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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Источники оптического излучения (в том числе лазерные) и изделия, содержащие такие источники
	26.70/17.087
	Временная форма P(t) и длительность импульса излучения τн, с (Диапазон измерений: (10⁻¹⁰ – 1) с; Расширенная неопределенность  (k = 2, Р = 95 %): 2,6 %)
	ISO 11554:2017 п.п. 7.6, 8.6;
ГОСТ ИСО 11554-2007 п.п. 7.6, 8.6;
МВИ.МН 5435-2015;
СТБ ISO 11554-2020 п.п. 7.6, 8.6
	пр-кт Независимости, 68, 2, 220072, г. Минск
	

	1.2*
	
	
	Длина волны пиковой интенсивности излучения одночастотных лазеров, нм; Спектральная ширина линии, нм; Дисперсия Аллана (Диапазон измерений длины волны: (200 – 1700) нм; Диапазон измерений ширины спектральной линии: (7,5 - 500) МГц; Стандартная неопределенность измерений длины волны: 1•10⁻⁵ %; Стандартная неопределенность измерений ширины спектральной линии: 3,6 %)
	ISO 13695:2004;
МВИ.МН 2846-2008;
СТБ ИСО 13695-2005
	
	

	1.3*
	
	
	Местоположение перетяжки пучка z0, мм; Позиционная стабильность пучка Δ, мм; Облученность Ee, Вт/см2; Энергетическая экспозиция He, Дж/см2 (Диапазон измерений местоположения перетяжки пучка: (0 – 1850) мм; Диапазон измерений облученности: (2·10⁻⁷ – 10⁶) Вт/м²; Диапазон измерений позиционной стабильности пучка: (0 – 20) мм; Диапазон измерений энергетической экспозиции: (10⁻⁵ –10⁶) Дж/м2; Стандартная неопределенность измерений местоположения перетяжки пучка: ≤ 5 %; Стандартная неопределенность измерений облученности: ≤ 10 %; Стандартная неопределенность измерений позиционной стабильность пучка: ≤ 5 %; Стандартная неопределенность измерений энергетической экспозиции: ≤ 10 %)
	02.МИ. 011-2007;
ISO 11146-1:2005;
ISO 11146-2:2005;
ISO 11670:2003;
ISO 13694:2018;
ISO/TR 11146-3:2004;
ГОСТ 12.1.031-81;
МВИ.МН 2412-2005;
МВИ.МН 6248-2020;
СТБ ИСО 11670-2004;
СТБ ИСО/ТО 11146-3-2006
	
	

	1.4*
	
	
	Мощность излучения P, Вт (Диапазон измерений:  (10⁻¹¹ – 10²) Вт; Расширенная неопределенность  (k = 2, Р = 95 %): 0,13  %, )
	ISO 11554:2017 п.п. 7.2, 8.2;
ГОСТ 12.1.031-81;
ГОСТ ИСО 11554-2007 п.п. 7.2, 8.2;
МВИ.МН 5698-2016;
СТБ ISO 11554-2020 п.п. 7.2, 8.2
	
	

	1.5*
	
	
	Нормированные параметры Стокса s1, s2, s3, отн. ед.; Степень поляризации р, отн. ед.; Азимут поляризации, Ф, рад ; Угол эллиптичности, рад (Диапазон измерений азимута поляризации: (0 – π) рад; Диапазон измерений параметров Стокса: (0 – 1); Диапазон измерений степени поляризации излучения: (0 – 1); Диапазон измерений угла эллиптичности: (0 – π) рад; Динамический диапазон: (10⁻⁴– 10⁻¹) Вт; Спектральный диапазон: (400–1600) нм; Стандартная неопределенность измерений азимута поляризации: ≤ 0,02 рад; Стандартная неопределенность измерений параметров Стокса: не более 1,5 %; Стандартная неопределенность измерений степени поляризации излучения: ≤ 1,5 %; Стандартная неопределенность измерений угла эллиптичности: ≤ 0,02 рад)
	ISO 12005:2003;
ГОСТ Р 50006-92;
МВИ.МН 3392-2010
	
	

	1.6*
	
	
	Параметры волнового фронта (Диапазон измерений: (0 – 300) мкм; Спектральный диапазон: (350–1100) нм)
	ISO 15367-1:2003;
ISO 15367-2:2005;
МВИ.МН 6248-2020;
СТБ ISO 15367-1-2016;
СТБ ISO 15367-2-2018
	
	

	1.7*
	
	
	Пиковая мощность Ppk, Вт (Диапазон измерений: (10⁻²– 10⁻¹⁰) Вт; Расширенная неопределенность  (k = 2, Р = 95 %): 4,8 %)
	ISO 11554:2017 п.п. 7.6, 8.6;
ГОСТ ИСО 11554-2007 п.п. 7.6, 8.6;
МВИ.МН 5435-2015;
СТБ ISO 11554-2020 п.п. 7.6, 8.6
	
	

	1.8*
	
	
	Распределение плотности мощности E(x,y,z), Вт/м2; Распределение энергии H(x,y,z), Дж/м2; Диаметр dσ (ширины dσx, dσy) пучка, мм; Угол расходимости Θ, рад; Параметр качества пучка М2 (Диапазон диаметра (ширин) пучка: (0,055 – 11) мм; Диапазон параметр качества пучка М²: 1 – 20; Диапазон плотности мощности (2·10⁻⁷ – 10⁶) Вт/м²; Диапазон угла расходимости: (0 – 40) мрад; Диапазон энергии (10⁻⁵ –10⁶) Дж/м²; Стандартная неопределенность  измерений параметра качества пучка: ≤ 1,6 %; Стандартная неопределенность  измерений угла расходимости: ≤ 1,6 %; Стандартная неопределенность измерений диаметра (ширин) пучка: ≤ 1,5 %)
	ISO 11146-1:2005;
ISO 11146-2:2005;
ISO 11670:2003;
ISO 13694:2018;
ISO/TR 11146-3:2004;
ГОСТ 12.1.031-81;
МВИ.МН 2412-2005;
СТБ ИСО 11670-2004;
СТБ ИСО/ТО 11146-3-2006
	
	

	1.9*
	
	26.70/33.111
	Сила света, IСВ, кд; Усредненная сила света светодиодов в стандартных условиях CIE A, кд; Усредненная сила света светодиодов в стандартных условиях CIE В, кд ; Пространственное распределение силы света (Диапазон измерений силы света: (0,01 – 60) кд; Диапазон измерений усредненной силы света: (0,01 – 60) кд; Расширенная неопределенность измерений силы света (k = 2, Р = 95 %): ≤ 1,2 %; Стандартная неопределенность измерений пространственного распределения силы света: ≤ 0,04 %; Стандартная неопределенность измерений усредненной силы света в стандартных условиях CIE A: ≤ 1,0 %; Стандартная неопределенность измерений усредненной силы света в стандартных условиях CIE В: ≤ 0,7 %)
	CIE 127:2007 п.п. 1-4, 5.1, 5.2,5.4;
CIE 225:2017 п.6;
CIE 84:1989 п.4.2;
EN 13032-4:2015+A1:2019 п.п. 6.5, 6.6, 8, 9;
EN 62612:2013 п.9.2;
EN 62717:2017 п.8.2;
IEC 62717:2014+AMD1:2015+AMD2:2019 п. 8.2;
ГОСТ 17616-82 п.п. 3, 4, 6;
ГОСТ 25024.4-85 п.2, п.3, п.4;
ГОСТ IEC 62471-2013 п.5;
ГОСТ Р 54350-2015 п. 11;
ГОСТ Р 54815-2011/IEC/PAS 62612:2009;
ГОСТ Р 55839-2013;
МВИ.МН 5123-2014;
СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96);
СТБ 1944-2009
	
	

	1.10*
	
	
	Спектральная плотность энергетической освещенности, Вт/м3; Спектральная плотность энергетической яркости, Вт/(м3∙ср) (Диапазон измерений спектральной плотности энергетической освещенности: (10²–10¹⁰) Вт/м³; Диапазон измерений спектральной плотности энергетической яркости: (10² – 10¹²) Вт/(м³∙ср); Спектральный диапазон: (200 – 900) нм; Стандартная неопределенность измерений спектральной плотности энергетической освещенности: (2,1 - 4,0) %; Стандартная неопределенность измерений спектральной плотности энергетической яркости: ≤ 3,5 %)
	CIE 127:2007 п.п. 1-4, 5.1-5.3, 7.1, 7.4;
CIE 202: 2011 п.4, п.5;
CIE 225:2017 п.7.;
IEC 62471:2006 п.5;
ГОСТ IEC 62471-2013 п.5;
ГОСТ Р 8.861-2013 п.8;
ГОСТ Р 8.865-2013;
ГОСТ Р МЭК 60904-3-2013;
ГОСТ Р МЭК 62471-2013 п.5;
МВИ.МН 5124-2014;
СанПиН № 9-29.10-95;
СанПиН № 9-29.9-95
	
	

	1.11*
	
	26.70/17.087
	Среднеквадратическая спектральная ширина полосы линейчатого спектра, нм; Межмодовое расстояние, нм; Число продольных мод в полосе; Коэффициент подавления боковой моды, дБ (Диапазон измерений коэффициента подавления боковой моды: (0,2 – 30) дБ; Диапазон измерений межмодового расстояния: (0,002 – 385) нм; Диапазон измерений числа продольных мод: (1 – 1000); Диапазон измерений ширины спектральной полосы: (0,008 – 775) нм; Стандартная неопределенность измерений коэффициента подавления боковой моды: 0,022 дБ; Стандартная неопределенность измерений межмодового расстояния: 0,4 %; Стандартная неопределенность измерений числа продольных мод: 0,4 %; Стандартная неопределенность измерений ширины спектральной полосы: 0,5 % )
	ISO 13695:2004;
МВИ.МН 2844-2008;
СТБ ИСО 13695-2005
	
	

	1.12*
	
	
	Средняя взвешенная длина волны широкополосных лазеров , нм ; Спектральная ширина излучения , нм (Диапазон измерений длины волны: (200 – 1625) нм; Диапазон измерений ширины спектральной полосы: (0,015 – 775) нм; Стандартная неопределенность измерений длины волны: (0,006 - 0,05) % ; Стандартная неопределенность измерений ширины спектральной полосы: ≤ 2,4 %)
	ISO 13695:2004;
МВИ.МН 2845-2008;
СТБ ИСО 13695-2005
	
	

	1.13*
	
	
	Стабильность мощности излучения ΔP, % (Динамический диапазон: (0,01–0,5) Вт; Порог чувствительности: средневременной: 0,04 %;  долговременной: 0,08 %; Расширенная неопределенность  (k = 2, Р = 95%): 10 %)
	ISO 11554:2017 п.п. 7.3, 8.3;
ГОСТ ИСО 11554-2007 п.п. 7.3, 8.3;
МВИ.МН 2127-2004;
СТБ ISO 11554-2020 п.п. 7.3, 8.3
	
	

	1.14*
	
	
	Стабильность энергии импульсов излучения ΔQ, % (Динамический диапазон:  (10⁻² – 0,5) Дж; Порог чувствительности: 0,086 % ; Расширенная неопределенность  (k = 2, Р = 95 %): ≤ 10 %)
	ISO 11554:2017 п.п. 7.5, 8.5;
ГОСТ ИСО 11554-2007 п.п. 7.5, 8.5;
МВИ.МН 2176-2005;
СТБ ISO 11554-2020 п.п. 7.5, 8.5
	
	

	1.15*
	
	
	Центральная длина волны многомодовых лазеров, нм (Диапазон измерений длины волны: (200 – 1700) нм; Стандартная неопределенность измерений длины волны: 3·10⁻⁴ %)
	ISO 13695:2004;
МВИ.МН 2844-2008;
СТБ ИСО 13695-2005
	
	

	1.16*
	
	
	Частота следования импульсов fp , Гц (Диапазон измерений: (1 – 10⁸) Гц; Расширенная неопределенность  (k = 2, Р = 95 %):  2,2  %)
	ISO 11554:2017 п.п. 7.6, 8.6;
ГОСТ ИСО 11554-2007 п.п. 7.6, 8.6;
МВИ.МН 5435-2015;
СТБ ISO 11554-2020 п.п. 7.6, 8.6
	
	

	1.17*
	
	
	Энергия импульсов излучения Q, Дж (Диапазон измерений:  (10⁻⁹ – 2•10²) Дж; Расширенная неопределенность  (k = 2, Р = 95 %): 1,0 %)
	ISO 11554:2017 п.п. 7.4, 8.4;
ГОСТ 12.1.031-81;
ГОСТ ИСО 11554-2007 п.п. 7.4, 8.4;
МВИ.МН 1910-2003;
МВИ.МН 5697-2016;
СТБ ISO 11554-2020 п.п. 7.4, 8.4
	
	

	2.1*
	Оптические элементы оптоэлектронных и лазерных систем
	26.70/17.087
	Сдвиг фаз ортогонально поляризованных компонент излучения, рад (Диапазон измерений: (0 – π) рад ; Динамический диапазон (без учета ослабителя излучения): (10⁻⁴– 10⁻¹) Вт; Спектральный диапазон: (400–1600) нм; Стандартная неопределенность измерений: ≤ 0,05 рад)
	ISO 24013:2006;
МВИ.МН 3393-2010
	пр-кт Независимости, 68, 2, 220072, г. Минск
	

	3.1*
	Ослабители оптического излучения
	26.70/17.087
	Коэффициент ослабления ослабителей излучения, k (Диапазон измерений: 1,0 – 100,0; Стандартная неопределенность  измерений: ≤ 1,7 %)
	ГОСТ 3520-92;
МВИ.МН 2292-2005
	пр-кт Независимости, 68, 2, 220072, г. Минск
	

	3.2*
	
	
	Ослабление оптического излучения в ВОЛС, дБ (Диапазон измерений: (0,05 – 60) дБ; Стандартная неопределенность: ≤ 0,05 дБ)
	IEC 60793-1-46:2001;
IEC 61280-4-2:2014;
ГОСТ 26814-86;
ГОСТ Р МЭК 60793-1-46-2014
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